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1.Radicado 20002636

1.1.Traza

Se visualiza estado del radicado según figura 1.1.

Figura 1.1. Traza actual del sistema

1.2.Verificación monitor del BPMetro

No presenta

2.Radicado 20003765

2.1.Traza
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Se visualiza estado del radicado según figura 2.1.

Figura 2.1.Traza actual del sistema

2.2.Verificación monitor del BPMetro

Figura Monitor de bloqueo ‐ Ref.F87B2406‐D4FE‐4830‐B5FF‐A13D062EC22A

No presenta

3.Radicado 20003868

3.1.Traza

3.2.Verificación monitor del BPMetro

3.2.1.Ref.F7D1D7D2‐1E90‐42DE‐9045‐7CCC3BCA1952

No presenta

Conclusión
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No se ha generado la siguiente tarea de la definición del esquema del ensayo por lo cual no se ha podido emitir 
el informe preliminar
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